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摘要(译)

将测量点设置在由包络信号构成的帧数据上，该包络信号是通过对受检
者进行压缩之前和之后从超声波探头输出的RF信号进行正交检测而获得
的。 相对于帧数据在超声波束方向（第一维度方向），第二维度方向或
第三维度方向上移动测量点，以获得压缩之前和之后的包络信号相关系
数属于相关窗口的位置。 测量点周围变为最大。 据此，获得伴随压缩的
测量点的位移，并且获得压缩前后的RF信号之间的相位差，从而通过位
移测量装置精确地获得伴随压缩的测量点的位移。 因此，可以在不受位
移量限制的情况下估计位移分布，减少计算时间，并应对水平方向的位
移。
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